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"DISPOSITIVO DE ANALISIS DE OBJETOS, PRINCIPALMENTE OBJETOSIQ" =
PARTICULARIZADOS POR UNA TRAZA, UN TRAZADO, O UNA SUPERFICIE
DE CONTACTOR™.

Ia presente invenclidén se refiere g un dispositivo =
de anélisis de objetos, principalmente objetos caracterizados
por una traza, es decir por una superficie de contacto entre
el objeto y un captador, o bien por la traza en el sentido ==
clasico del térmico que deja el objeto sobre el captador, o -
bien por un trazado realizzdo sSobre una superficie.

De ung maners general, la invencidn se refiere a un
dispositivo de andlisis por lectura de una traza.

Numerosos medios de lectura, conocidos actualmente,
gon utilizados paras la lectura automatica de documentos que =~
van de las tarjetas perforadas a los documentos bancarios co-
dificados y a8l descifrado automdbtico de la escritura manual,
por ejemplo la redaccidn de un cheque o una direceidén postal.
No obstante, los medios de lectura utilizados para el desci--
frado de una escritura manuscrita no son muy precisos a causa
del pequefio nimero de elementos de deteccién utilizados y del
hecho del movimiento relativo entre el objeto a analizar y -=-
los elementos de deteccidn del captador.

Bn particular, tales medios no convienen para el --
andlisis de huellas digitales u otros objetos, etc... de es~-
tructura muy complejas

Por definicidén, con vistas a la simplificacién de =~
lo expuesto, se llamard objeto a todo documento, producto, --
persona del que se quiera anslizar ciertos parémetros, ciertas
caracteristicas ete. La parte del objeto analizada serd llama
da traga. En el caso de una persona la traza serd por ejemplo

la huella digital.
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Con el fin de remediar los inconvenientes menciona=

dos mis srriba, ls invencién propone un dispositivo de amfli-
sls de objetos caracterizado porque comprende un captador pa-
ra recibir de maners fije un objeto a analizar, estando pro—-
5, visto este captador de elementos de deteccidn fijos repartidos
gegin una geometria determinadas, cooperantes con la traza del
objeto para dar sefialee de deteccién correspondientes g la ==
traza; la posicién fija de los elementos de deteccldén permite
alcanzar principelmente una excelente precisidn del endlisis.
10. Segin las caracteristicas de la invencidén, el capta
dor estd conectado a un circuito de andlisis que manda un dis
positivo de explotacidn, eventuslmente por medio de un circui
to de potencia. De ello se deriva una gren polivalencia, y en
farticula; posibilidades de aplicacidén a sistemas complejos y
15, Dpotentes que realizan por ejemplo la identificacidn de un in-
Gividuo, la expedicidén de una tarjeta de crédito, la apertura
de una cerradura, la puesta en marchs de un aparato, etc...
Segin otra caracteristica de la inveneién, el capta
dor comprende elementos de detececidén 13 repartidos sobre un -~
20, circuito integrado; de este modo, es posible analizar objetos
de dimenciones extremadamente diversas, incluso de tamafio re-
lativamente reducido, conservando un excelente poder de reso=-
lueién. Tal dispositivo estéd representado, a titule de ejemplo
no limitativo, en los dibujos adjuntos, en los ques
254 Ia figura 1 representa un esquema sinéptico del dig
positivo;
la figura 2 representa esquemdticamente una parte -
del mismo dispositivo, en curso de funclonamiento;
la figura 3 representa una traza sobre un captador;

304 la figura 4 representa una parte del esquema electrd
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nico del dispositivo;

la figura 5 representa una varignte del modo de rea
ligacidn de la figurs 4.

Segin la figura 1, el dispositivo se compone esen=~~
clalmente de un captador 1 cuyas sefiales de salida atacan un
circuito de andlisis 2 que manda, por medio de un circuito de
potencia 3, un dispositivo de explotacidén 4.

El captador 1 comprende una superficie provista de
elementos de deteccidén repartidos sobre ella de manera apro--—
piada, en funcidn de lg naturaleza y de las dimensiones del =~
objeto a anelizar, y por consiguiente de su traza.

Egtando destinedo el dispositivo descrito a analizar
la traza del dedo Indice de un individuo, es decir en reali-——
dad su huella digital y a compararla con una huella referen=-—
ciada, el captador es realizado bajo la forma de una tecla —
flotante 11 destinada a recibir zl dedo indice. El acceso a
la tecla es limitado por un drgano de posicionsmiento 12, con
el fin de que la extremidad del dedo sea posicionada siempre
de la misma manera para simplificar la comparaciéns el érgano
de posicionawiento 12 es una barrita metdlica formando tope y
destinada igualmente a transmitir la corriente eléctrica pro=-
venlente de una fuente. Los elemrtentos de deteccidn 13, metdli
cos y conductores de la superficie de la tecla 11 estdn repar
tidos segin una geometria determinsda, por ejemplo en lineas

rectaos.

IEn realidad, la parte inferior del dedo indice no -~
estd en contacto con la tecla sobre toda su superficie, sino
Solamente en el lugar de los salientes definidos por las 1i--
neas papilares. Como medida de simplificacidn, esta importan~

te particularidad no ha sido traducids en la figurs 2, pero -
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la figura 3 que representa una parte de una huella digital da
cuenta de que las lineas de contacto trazadas corresponden a
estos salientes. La deteccidn de los salientes de la exbtremi~
dad del dedo es efectuada graclias a la circulacién de una co~
rriente eléctrica a través del dedo, entre la barrita 12 y los
elementos de deteccidn 13, en contacto con lg piel.

La diferencia de potencidl es de unos voltios a la
entrada ¥ de unos milivoltios al nivel de lcs puntos de cone-
tacto.

La figura 3 representa wn ejemplo de reparto de los
glementos de deteccidén 13 en la superficie de la tecla 11. Pa
ra simplificar lo expuesto, se ha representado igualmente la
traze 14 del dsdo. Beta traza generalmente llsmnada huella dlgl
%al estd formada por lineas y punitos de contacto de las lineas
y puntos papilares del dedo y de la superficie de la tecla 11

BEn reparito de los elementos de deteccidn 13 es rea~
lizado aqui segin dos grupos de lineas rectas (..., Zp=1, Zp,
ZD+ 1y eee ¥ ooy Tr=2, Tr=1, Tr, Tr+1,...) formando una reji-
lla. Esta disposicidn simple no es sin embarge imperativa. Es
principalmente posible prover un gran nimero de otras dispo~—
aiciones; tales que los elementos de deteccldn estén siempre
repartidos simplemente sn funcidn de dos pardmetros, por ejem
plo de las coordenadas polares.

La tecla es reglizada bajo lz forma de un circultio
integrado sobre soporte »igido y neutro. Ia rejilla estd cons
tituida por 60 lineas de 75 elementos de deteccidn, con un pa
so de 0,20 mm., de la misma seccidn. La tecla tiene una super
ficie de 12 x 15 mm., ¥y se tiene por consiguiente 4.500 pun—-
tos de deteccidn; la misma tiene aqul la forme de un recténgu

lo. Las direcciones de los grupos Z ¥y T de lineas de elementos
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de deteccidn pueden ser cualesquiera (como en lg figura 3), Qgr
ro e3 evidente gue un caso particular interesante es gue es—
tas direcciones sean paralelas a los lades del recténgulo. Las
boquillas de los elementos de deteecidn son protegidas de - -
cualquier oxidacidn por un procedimiento anddico o por la com
posicién particular del metgl.,

La figura 4 representa un modo de realizacién del -
circuito de andlisis 2 con el que estéd conectado cada elemen~
to de deteccidn 13. EL circuito de andlisis estd sub~dividids
en células compuestas cada una de unghesistencia R unida en ~
una extremidad con un elemento de deteccidn 13. La otra extre
nidad de la redistencla R estd unida g dos diodos D1, D2. Es=
tos dos diodos D1, D2 estdén conectados, en el mismo sentido,
con dos conductores tales como Xm, ¥Yn, que formen parite res~
pectivamente de dos grupos de conductores X e Y. Cada con- -
duetor ... Im-1, Tm, Xm+1 ... ataca, gracies a2 un nultiplexs
do realizado por un multiplexador M1, log amplificadores eee
Km=-1, Kn, In+1, ... Cada conductor ... ¥Yn-2, Yao-1, ¥Yn, ¥n+1,
ese €814 unido 2 la masa del montaje ror un interruptor man-
dado tal como un transistor ... In-2, In-1, In, T0+7 «.. man
dado por un multiplexador ME.

Los elementos de deteccidn 3 en conbacto con lag ~=-
traza, suministran por consiguiente una corriente elécirica
referencisda, definiendo perfectamente un punto dnico de la -
huella.

En el presente caso, la resistencia R tiene mn va-
lor de 82 kA y los diodes D1, D2 son del tipo 1N4148, siendo
los interruptores I transistores BC407. Ademds, se ha hecho ~
corresponder a pcon my a r con n, de tal modo que un elexen

to de deteccidén 13 conectado con los conductores eléciricos -
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¥i y Yi esté situado también geométricamente sobre lincas Zi

v T3, para cualquier valor de 1 ¥ J, pero puede preverse = =
cualquier reparto mas complejo. Se deduce de este acuerdo —-
que en el cago particular representado en la Tigura 4; 108 =~

5e puntos tales como 13m, n conechados resrectlvamente a los con
ductores Xm, ¥Yn no son otros que los puntos tales como 13p, T
de las figuras 2 ¥ 3.

Segin una variante represeatada en la fisgura 5, el

conjunto formado por cada resistencia y sus dos ddodos D1, D2

10. es reemplazado por un transistor de efecto de campo (Field —-
effect transistor F E T) lo que evita todo paso de corriente
y por consigniente todo fendmeno inductivo al nivel de 108 =-
nuntos de deteccidn.

Tos amplificadores ... Km=1, En; Kntt1 ... forman =—-

15, parte del cireuwito de poteneia 3 que ataca el circulto de ex~
plotacidn 4.,

Este dispositive de explotacidn 4 puede estor desw
tinado ror eiemplo a la identificecidn de un individuo, a la
expedicién de una terjete de crédito, a la apertura de una co

20. rradura, a la puesta en marcha de un aparsho, elc.

in funcionemiento, lod interruptores mandados I co-
nectan las linems ¥ a la masa salvo la linea Yn en curdo de
control. Tas lineas X suministran asl sucesivamente vna seiial
de debteccidn corresvondiente a cada contacto entre un punto -

25. de deteccidén 13 ¥y la trasa del dedo, sobre toda la longitud -
de una lines Y. En ausencia de contacto, en los puntos de de-
teccidn 13, no se recoge sefial de detecclin.

Evidentemente, se puede trabqjar en léglice inversae
In este caso, todo contacto ccrrespondé a una augencia de se—

30. figl; por el contrario, cuendo no hay contacto, aparece ung ge
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fial en las lineas X. Estando unidas a la masa las lineas ¥ —_
salve las gue sSe encuentren en cmrso de control, los bitios ~
de estas lineas son aplicados sucesivamente @ las entradss de
los amplificadores K donde las sefiales de salide son entonces

5a dlsponibles gracias al multiplexador de andlisis ¥M1. La velo=-
cldad de lectura es por ejemplo de 1.500 hertzios.

Para que puedan ser realizadas comparsciones vAlie-
das, es necesario gue la traza se presenta siemvre de la mis-
na menera Sobre la superficie de la teela (posiciédn dei obje-

10. to a analizar en tope, rotacidn). Los errores de orientaciones
angulares son absoxvidos por el montaje flexible o flotante de
la tecla. AdemAs, es necesario buscar las coincidencias de e
las 1linecas X y Y entre la traza del objeto vy una %raza refe--—
renciada, cuyas caracteristicas son reglatradas nor ejemnlo -~
15. en una memoria. Para ello, las tres primeres lirems son deter
ninentes y oxrdecan la contirvacidn de la lectura de los sig-
nos, cusndo concuerda con el modelo del 60 al 80 % de la suma
de los bitios, traduciéndose la traze en sucesiones de impul~
see eléctricos cada uno de cuyos bitios renresente un nunto ~
20. de la trazma. Ia lectura es reslizada por medio de un mults e
plexado. La comparacibén permite devolver la traza bajo uns u
etra forma, vero en todos los casos es entersmente conforme.
Cnende la concordancia es total, la suma de las informeciones
provoca la operacidn deseads en el dispositivo de explotacidn
25. 4.

Hs igualmente posible concebir los elementos de de-
teceidn bajo una forma distinta que los dreanos metdlicos con
ductores, y pueden considerarge versiones electromagnéticas,
electrostaticas, dovticas (bajo forma de fibras conductoras de

30 la luz) ete «.., adoptando en consecuencia los otros drsancs
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del dlspositivo de andlisis, ¥y ello en funcidén de la,naturalg
za de la traza (huella, imagen, escriture, ebC ...) 8 angli--
zar e ldentlficar.

Evidentemente, lu invencidn no se limitz a los ejen
plogs de realimacidén dascritos mds arriba y represcntades, a ~
vaxtir de los cuales se podrd rrever otrag variantes, sin sa-
lir nor ollo del marco de la invencidn.

N 0 7 A

La 7atente de Invencidn que se solicita por velnte
efios, para Ispalia, de acuerdo con la vigente I'egl.slaoidn, de-
beréd recaer sobre: "DISFOSITIVC DE ANALIBIS DE ORBJETOS, FRIN
CIPATUEBHTE OBIETOS PARTICULARIZADOS POR URA TRAZA, UN TRAZAIO |
0 UNA SUPERFICIN DB CONTACTOM, con Priordidad de la solicitud
de Patente en Francia ne 76 03 510, de fecha 9 dec Febrero de

1.976, segin las carscteriaticas esencialces de les siguientes;




10.

15.

20.

25.

30.

-9 -
REIVINDICACIONES

18.~ Dispositivo de en#lisis de objetos, principal-
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, o -
una superficie de contacto, caracterizado porque comprende un
captador para recibir de manera fija un objeto a analizar; es
tando provisto este captador de elementos de deteccidn fijos
repartidos segin una geometria determinada, cooperentes con =
la traza del objeto para dar sefizles de deteccidédn correspon——
dientes a la traza.

28 .~ Dispositivo de anflisis de objetos, principale=
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, 0 -
una superficie de contacto, segin la relvindicacién 1, carac-
terizado porque el captador estéd conectado a un circuito de -
andlisis que manda un dispositivo de explotacidn.

38.~ Dispositivo de andlisis de objetos, principal-
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, o =
una superficie de contacto, segin la reivindicacidén 2, carac~
terizado porque el circuito de andlisis manda el dispositivo
de explotacién por medio de un circuito de potencia.

48 .-~ Dispositivo de andlisis de objetos, principal-
mente objetos particularizades por una traza, un trazado, o -~
una superficie de contacto, segin una cualquiera de las rei=~=
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porgue los elementos de de
teccidn son Srganos de pequefla superficie conductores de la -
electricidad.

52 .~ Dispositivo de andlisis de objetos, principal=
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, o -
una superficie de contacto, segin una cualquiera de las rel~=-
vindicaciones 1 a 4, caracterizado porgue los elementos de de

teccidn estdn alineados formando lineas rectas.
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68 .~ Dispositivo de andlisis de objetos, principsl-
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, o -
una superficie de contacto, segin una cualguiera de las rei=~
vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque comprende un tope.

T78.~ Dispositivo de andlisis de objetos, principal-
mente objetos psrticularizedos por una traza, un trazado, o =
vna superficie de contacto, segin una cualguiera de las rei—-—
vindiceciones 1 a 6, caracterizado porque el captador compren
de elementos de deteccidn repartidos sobre un circuito inte~—
grado.

88 ,~ Dispositivo de andlisis de objetos, principal-
mente objetos particularizados por una traza, un trazado, o -
una superficie de contacto, segin una cualquiera de las rel—
vindicaciones 2 a 7, caracterizado porque el circuito de and-
lisis comprende un primer diodo poxr elemento de deteccidn, es
tando conectado este primer diodo por una linea con los diodos
correspondientes de otros elementos de deteccidn, siendo co=-
nectade cada lines por multiplexado con el dispositlivo de ex~
plotacién eventualmente por un circuito de potencia.

98 ,~- Dispositivo de anédlisis de objetos, principal-
nente objetos particwlarizados por una traza, un trazado, 0 ~
una superficie de contacto, segin una cualquiera de las rel~-
vindicaciones 2 a 8, caracterizado porque el circuito de anéd~-
lisis comprende un segundo dlodo por elemento de deteccién, es
tando conectado este segundo diodo por una linea con los dio-
dos correspondientes de otros elementos de deteccidn, estando
conectada cada linea con la masa por medio de un interruptor
mandado, por ejemplo un semiconductor mandado por mulitiplexa-

doe
108, Dispositivo de andlisis de objelos, principal
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mente objetos particularizades por une trazae, un trazado, 0 =
una superficie de contacto, segin una cuslquiera de las rei——
vindicaciones 1 a 9, caracterizado porque los interruptores -
mandados unen los elementos de deteccidn a la masa, con excep
cidn de los elementos de deteccidn colocados sobre una misma
1inea en curso de control, de manera que cada uno de estos --
elementos de deteccién suministre a una linea del grupo que =~
comprende principalmenté las lineas, un bitio dependiente de
la configuracidén de la traza.

118,~ ®DISFOSITIVO DE ANALISIS DE OBJEIOS, PRINCI—-
PALMENTE OBJETOS PARTICULARIZADOS POR UNA TRAZA, UN TRAZADO,
0 UNA SUPERFICIE DE CONTACTO".

Segin queda sustancialmente descrito en la presente
memoria que consta de once hojas, escritas a méquina por una
gola cara y acompaiiada de dibujos.
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